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Część I - Wprowadzenie 
I. 1. Znaczenie wiedzy chronionej w gospodarce 
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[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt T1A_W08 ??? - tylko tu można przyporządkować: 
Posiada wiedzę z zakresu podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną oraz prowadzenia badań stanu techniki, zdolności i czystości patentowej.
Weryfikacja: 
kolokwium ustne
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt S1A_U10: 
Potrafi odróżniać systemy uzyskiwania ochrony na dobra niematerialne
Weryfikacja: 
Kolokwium ustne
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
Efekt (K_U2) T1A_W01: 
Potrafi korzystać z informacji patentowej dla potrzeb określania stanu techniki, badania zdolności ochronnej i czystości patentowej.
Weryfikacja: 
kolokwium ustne, raport z ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
Efekt (K_U07) T1A_W05 : 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej
Weryfikacja: 
kolokwium ustne
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
Efekt (K_U07) T1A_W05: 
Posiada umiejętność prowadzenia we własnym zakresie badań literatury z zakresu ochrony własności intelektualnej w tym przemysłowej
Weryfikacja: 
kolokwium ustne 
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt T2A_K02: 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność ciągłego dokształcania się 
Weryfikacja: 
kolokwium ustne
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
Efekt T2A_K07: 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania wymagające przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej 
Weryfikacja: 
kolokwium ustne
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
Efekt T2A_K04: 
Rozumie ograniczenia wynikające z aktualnego stanu rozwoju światowego systemu ochrony własności intelektualnej
Weryfikacja: 
kolokwium ustne
Powiązane efekty kierunkowe: 
Powiązane efekty obszarowe: 
